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Przedmiotem wynalazku jest' ekstensometlr me-
chaniczny stuzgcy do pomiaru odksztalcen probek
poddawanych rozcigganiu lub S$ciskaniu za pomo:ag
urzgdzen do badania wlasnosci mechanicznych ma-
teriatow.

Znane obecnie przyrzady do pomiaru odksztalcen
sg wyposazone w czujniki tensomeiryczne bezpo-
srednio przejmujace mierzone odksztalcenie.

Rozpowszechnione konstrukcje przyrzadéw dzia-
lajacych na zasadzie mostka elektrooporowego po-
siadajg wiele niedogodnosci, przede wszystkim ma-
ly zakres wskazan. Koniecznosé umieszczenia ten-
sometrow w miejscu badanym powoduje, w przy-
padku zerwania probki, zniszczenie tensometrow.
Naklejanie tensometréw do badanej -probki powo-
duje lokalng zmiane wlasnosci probki. Ze wzgledu
na czulo$é znanych przyrzadéw na zmiany tem-
peratury zachodzi koniecznoi¢ stosowania czujni-
kéw kompensacyjnych.

Celem wynalazku jest opracowanie przyrzadu
umozliwiajgcego realizacje trzech podstawowych
wymagan, dokladnoici pomiaru odksztalcen, Iat-
wo3$¢é obstugi i uproszczenie konstrukeji.

Cel ten zostal osiggniety, wedlug wynalazku w
ten spos6b, ze zastosowano dwie glowice induk-
cyjne zamocowane na podstawach umieszczonych
po przeciwnych stronach probki. Glowice induk-
cyjne stykaja sie z elementami bazowymi osadzo-
nymi w plytach jednej podstawy. Obydwie podsta-
wy sa polgczone rozlgcznie trzpieniami zakresu po-
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miarowego probki umieszczonej miedzy wymien-
nymi ostrzami. Plyty w podstawach sg osadzone
na kotkach prowadzacych. W jednej z plyt kazdej
z podstaw znajdujg sie zaciski probki zamocowanej
migdzy wymiennymi ostrzami., Zaciski posiadajg
elementy sprezyste wspoélpracujace z regulatorami
docisku.

Trzpienie zakresu pomiarowego polgczone roz-
Iacznie z plytami podstaw zapewniaja punktowy
styk glowic indukcyjnych z elementami bazowymi.

Dzigki zastosowaniu wedlug wynalazku dwo6ch
glowic pracujacych z dwbéch réznych stron prébki
jest mioiliwe sprawdzenie osiowosci $ciskania lub
rozciggania. Rozwigzanie wedlug wynalazku zapew-
nia duzg dokladno$é¢ pomiaru do 0,1 pm. Dzieki
zastosowaniu co najmniej dwoch réwnoleglych zes-
poléw czujnikow w przypadku pekniecia prébki
nie nastepuje zniszczenie przyrzadu.

W  przypadkach réznic temperatury badanej
probki charakterystyka urzadzenia nie ulega zmia-
nie. Urzadzenie to cechuje bardzo krétki czas mon-
tazu na badanej prébce, przyrzad nie powoduje
dodatkowego usztywnienia prébki, istnieje mozli-
wos$¢ wykrywania nie- zamierzonych odksztalcen
probki, jak nieosiowo$é¢ rozciggania, boczne zglec1a
probki.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na przy-
kladzie wykonania na rysunku na ktérym przed-
stawiono ekstensometr w widoku ogélnym. Pod-
stawy zestawione z plyt 1, 2 i 3, 4 sa umieszczone
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symetrycznié po obu stronach probki 10 i polgczone
~trzpieniami zakresu pomiarowego 5. W podstawach,
zamocowane sg glowize indukcyjne 7 i elemenly
bazowe 6. Elementem 1laczacym podstawe z probka
10 s3 symelrycznie rozmieszczone ostrza 9 zapew-
niajgce liniowy kontakt urzadzenia z badang prob-
kg 10. Ostrza 9 dociskane sa do prébki 10 spreiy-
nami 11. Przesuwanie sie¢ podstaw wzgledem siebie
zapewniajg dwie $ruby prowadzace 12 ze sprezyna-
mi 11. Rownoleglo$é przesuwu podstaw wzgledem
siebie zapewniaja kolki 8 zamocowane na stale
w pitytach 3 i 4.

Po ustaleniu zakresu pomiarowezo w przyrzadzie
umieszeza sie trzpienie 5 o zakresie réwnym zada-
nemu- zakresowi pomiarowemu. Nastgonie umiesz-
cza ‘si¢ glowice indukcyjne 7 i ustala sig zerowe
pclozenie wskaznikéw zi pomo:a elementéw bazo-
wych 6. Po czym przyrzad monluje si¢ na prébce
10, powotlijac za pomocy przycisku 13 rozchylenie
sie ostrza.9.. Po zamontowaniu probki 10 zostaje
zwolniona sprezyna 11 powodujac zacisnigcie prob-
ki 10 w przyrzadzie, po czym trzpienie 5 zakresu
pomiarowego zostaja zdemontowane i nastepuje
badanie probki 10.

Podczas rozciggania lub $ciskania zmiana diu-
gosci badanej proébki 10 znajdujacej sig migdzy
ostrzami 9 powoduje- identyczne przemieszczenie sig
glowic indukcyjnych 7 wzgledem elementoéw bazo-
wych 6. Przenoszenie wydluzenia na czujnik glo-
wic 7 jest wskazywane na mierniku analogowym
nie pokazanym na rysunku. Réznica wskazan mig-
dzy dwoma czujnikami glowic 7 okresla nieosio-
wosci §ciskania lub rozciggania.
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Zastrzezenia patentowe

1. Ekstensometr mechaniczny do pomiaru odksz-
talcenn préobek poddawanych rozcigganiu lub $ciska-
niu posiadajacy zespdl pomiarowy zaopatrzony w
czujnik indukcyjny, znamienny tym, ze jest wypo-
sazony w co najmniej dwie glowice indukcyjne (7),
zamocowane w podstawach (1) i (3) umieszczonych
po przeciwnych stronach proébki (19), bazujgce na
elementach bazowych (6) osadzonych w podstawach
(2) i 4) przy czym podstawy (1, 3) i (2, 4) sg polsg-
czone trzpieniami (5) zakresu pomiarowego probki
(10) umieszczonej pomiedzy wymiennymi ostrzami
(9) oraz docisnietej zaciskami (12).

2. Ekstensometr wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze plyty podstaw (3) i (4) wyposazone sg w koiki
prowadzace (8) na ktorych sg osadzone plyty pod-
staw (1) i (2) przy czym w podstawach (1) i (2)
znajduja sie réwniez elementy dociskowe (12) prob-
ki (10) zamocowanej miedzy wymiennymi ostrza-
mi (9).

3. Ekstensometr wedlug zastrz. 2, znamienny tym,
ze zaciski (12) posiadajg element sprezysty (11)
wspoélpracujacy z regulatorem docisku (13).-

4. Ekstensometr wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze trzpienie zakresu pomiarowego (5) probki (10)
umieszczcnej miedzy wymiennymi ostrzami (9) sa
polgczone rozlgcznie z podstawami (1, 2) i 3, 4)
zapewniajgc punktowy styk glowic indukcyjnych
(7) zamocowanych w podstawach (1) i (3) z elemen-
tami bazowymi (6) osadzonymi w podstawach (2)
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